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GAFFELSENSORER - WFL30-95B41CAOO

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Funktionsprincip
Dimensioner (L x h x b)
Gaffelvidde
Gaffeldybde

Lyskilde

Laserklasse

Mindst detekterbare objekt (MDO)
Indstilling

Teach-in-proces

Sikkerhedstekniske parametre

GAFFELSENSORER

WFL30-95B41CAOO

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type varenr.
WFL30-95B41CA00 6058638

Andre modeller og tilbeher pa www.sick.com/WFL

C€ ook @= & @ &8

Billeder kan afvige

Optisk detektionsprincip
10 mm x 68,5 mm x 110 mm
30 mm

95 mm

Laser, synligt redt lys

1(EN/IEC 60825-1:2007) "
0,05 mm
Teach-in-taste, Ledning (Teach-in, falsomhed, aktiv ved lys/mgrke, tastespeerre, teach-in dynamisk)

1-punkt-teach-in
2-punkts-teach-in
Teach-in dynamisk

MTTF, 80 Ar
DC,, 0%

avg

y
Se ikke ind i laserstralen med vilje. Undga at rette laserstralen mod andre personer gjne.

GRZANSEFLADER

10-Link

v ,10-Link V11
VendorID 26

DevicelD HEX 8000AE
DevicelD DEC 8388782

Cyklustid
Procesdatastruktur A

Procesdatastruktur B
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2,3ms

Bit O = detekteringssignal Q,,
Bit 1= detekteringssignal Q,
Bit 2 = ikke i brug

Bit 3 = teach gennemferes
Bit 4 ...15 = tom

Bit O = detekteringssignal Q,
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Procesdatastruktur C

Procesdatastruktur D

ELEKTRISK

Forsyningsspaending
Rippel

Stremforbrug
Initialiseringstid
Skiftefrekvens
Reaktionstid
Reaktionstidens stabilitet
Jitter

Transistorudgang

Transistorudgang (spaending)

Udgangsfunktion

Udgangsstrem |

Indgang, teach-in (ET)
Tidstrin

Beskyttelsesklasse

Beskyttelseskredslagb

Tilslutningsmade

"
Uden belastning.

2
Maerkespaending DC 50 V.

MEKANIK

Husets materiale

Veegt

)
Afhaengigt af gaffelvidde.

OMGIVELSESDATA

Omgivelsestemperatur, drift
Omgivelsestemperatur, lager
Ufglsom for fremmedlys

Chokbelastning

GAFFELSENSORER - WFL30-95B41CAQO

Bit 1= alarm proceskvalitet
Bit 2 = ikke i brug

Bit 3 = teach gennemfares
Bit 4 ...15 =tom

Bit O = detekteringssignal Q,,

1
Bit 1= detekteringssignal Q ,
Bit 2 = ikke i brug

Bit 3 = teach gennemfares
Bit4..5=tom

Bit 6 ... 15 = malevaerdi

Bit O = detekteringssignal Q
Bit 1= alarm proceskvalitet
Bit 2 = ikke i brug

Bit 3 = teach gennemfares
Bit4 .. 5 =tom

Bit 6 ... 15 = maleveerdi

10VDC..30VDC
<10 %

)

40mA'
40 ms
1 kHz
=60 us
+20 us
22 us
Modtakt: PNP/NPN

Modtakt: PNP/NPN High=U -<2V/Low: <2V
Aktiv ved lys/aktiv ved marke

100 mA

Teach:U>5V..<U,
Run:U<4V

Switch-off delay, 0ms /8 ms /16 ms /32 ms / 65 ms /130 ms / 260 ms / 520 ms, adjustable via |O-Link

(O ms = default)

2)

Polsikrede U -tilslutninger
Udgang Q er kortslutningssikret
Stejimpulsundertrykkelse

Stik M8, 4-polet

Aluminium

)

Ca.36g..160g"

-20°C..+50°C
-30°C..+80°C
=10.000 Ix

Int. EN 60068-2-27
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GAFFELSENSORER - WFL30-95B41CAOO

Kapslingsklasse IP65
UL-file-nr. E191603

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS S S (SIS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

<

10-Link certificate

<

Laser safety (IEC 60825-1) declaration of manufactu-
rer

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)

MALTEGNING WFL TEACH-IN-KNAP

. Dimensions in mm (inch)
] o3
DM Q O |[Te A B c
198 Gabelweite/Fork width Gabeltiefe/Fork depth
(0.78) WFL2 2(0.08) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 14 (0.55)
(0.728) 9(0.35) WFL5 5(0.20) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 14 (0.55)
g (0.520) 3(0.12) WFL15 5 (0.59) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 27 (1.06)
e |
1= WFL30 30 (1.18) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 42 (1.65)
) WFL50 0(1.97) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 51 (2.01)
© o “:7 WFL80 0 (3.15) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 81 (3.19)
I 'S WFL120 120 (4.72) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 121 (4.76)
§ N a
1=
b ® c1 D
o « WFL2 13.5(0.53)  6(0.24)
WFL5 15 (0.59) 4.5 (0.17)
= [ WFL15 135(0.53)  6(0.24)
s /\® WFL30 135(0.53)  6(0.24)
\kj o 5 WFL50 24.5(0.96)  6(0.24)
g ~S wrL8o 245(0.96)  6(0.24)
WFL120 24.5 (0.96) 6(0.24)
10
5 (0.20) ‘ (0.39) B
;

4.2(0.47)

Dimensioner i mm

@ optisk akse

® fastgerelseshul, @ 4,2 mm
® kun ved WFL50/80/120
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GAFFELSENSORER - WFL30-95B41CAOO

JUSTERINGSMULIGHEDER INDSTILLING: TEACH-IN VIA TEACH-IN-KNAP (WFXX-B41CXX)

O+

L/D
20..30s

9%
>30s

@ funktionsvisning (gul), transistorudgang
®@ funktionsvisning (gran)
® teach-in-knap og funktionsknap

TILSLUTNINGSSKEMA CD-273

Yderligere informationer samt passende tilbehgr, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen-
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/6058638

2026-07-17 11:38:50 - DER TAGES FORBEHOLD FOR FEJL OG £NDRINGER

DATABLAD | SICK 5


https://www.sick.com/6058638

SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





